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1. Одновимірне розупорядкування шаруватих структур металоксидних сполук на основі вісмуту

2. One-dimensional disordering of the layered structures of Bi-based metal-oxide compounds

Реферат:
1. За допомгою моделювання рентгенодифракційних картин від монокриситалів систем Bi-Sr-Ca-Cu-O та Sr-
Bi-Nb-O встановлено кореляцію між дифракційними ефектами та параметрами ансамблю дефектів
пакування (ДП). Показано, що характеристики рентгенодифракційної картини залежать не лише від типу ДП і
їх концентрації, але й від характеру розподілу ДП, а також від співвідношення між значенням параметру
гратки с базової структури і товщиною ДП l. Встановлено наявність пар дифракційних піків, для яких
відношення величин їх дифракційних векторів визначається параметрами ансамблю ДП і не залежить від
значення c/l. На основі отриманих закономірностей розроблено метод аналізу дифракційних картин для
визначення типу ДП, їх концентрації та характеру розподілу у кристалі. Рентгенодифракційним методом
встановлено характеристики одновимірного розупорядкування структури монокристалів системи Bi-Sr-Ca-
Cu-O і структури епітаксійних с-орієнтованих плівок системи Sr-Bi-Nb-O.



2. The correlations between the characteristics of the XRD peaks and parameters of the stacking fault (SF)
ensembles were found for crystals of Bi-Sr-Ca-Cu-O and Sr-Bi-Nb-O systems. The properties of XRD patterns
were shown to be dependent on the type of SF, their concentrations and on the ratio between the unit-cell
parameter c of the basic structure and the thickness of SF, l. Special pairs of the XRD peaks were revealed, for
which the ratio between values their diffraction vectors is determined by the parameters of SF ensembles and
independent on the c/l ratio value. On the basis of the obtained results, a method of the XRD pattern analysis was
developed to examine the SF type, their concentration and pattern their distribution in the crystal. By means of the
XRD technique, the structure characterization of the Bi-Sr-Ca-Cu-O single crystals and Sr-Bi-Nb-O epitaxial c-
oriented films containing SF was performed.
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